Orientacyjne ceny standardowych analiz:

o Analiza spektralna XPS - od 1600 zt brutto

e SEM-350 zt brutto *

e SEM + EDS (pomiar punktowy) — 500 zt brutto*

o AFM - pomiar topografii zwyznaczeniem parametrow chropowatosci — od 1000 zt brutto

o TUNA/CAFM/KPFM - pomiary elektryczne z mapowaniem — od 1500 zt brutto (ostateczna
cena ustalana indywidualnie)

Cena obejmuje przygotowanie prébki, pomiar i podstawowy zestaw wynikow.

Cena uwzgledniajgca opracowanie raportu wraz z interpretacjg ustalana jest indywidualnie, w
zaleznosci od charakteru probki i zakresu badar.

o FTIR
- pojedynczy pomiar 100 zt brutto *
- pojedynczy pomiar z przystawkami (ATR, sfera catkujgca, mikroskop) 150 zt brutto

- pomiar z interpretacjg 250 zt brutto

* przyjmujemy zlecenia dla minimum 3 prébek
Pozostate analizy:

e Analiza UPS - cena ustalana indywidualnie
e Analiza XPS z wykorzystaniem celi do badan katalitycznych — cena ustalana
indywidualnie
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